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Oz
Bu calismada 22 OECD iilkesi i¢in 2007-2018 doneminde, sanayi katma degerinin yiiksek teknoloji
iriin ihracatina yapmis oldugu etki panel veri analiziyle incelenmektedir. Calismada ele alinan
degiskenlerin duraganliklart CADF birim kok testi ile test edilmis, sonrasin da Westurland es
biitiinlesme testi ile seriler arasindaki uzun donemli iliski analiz edilmistir. Dumitrescu ve Hurlin
nedensellik testi bulgular: yiiksek teknolojili iiriin ihracati ile sanayi katma degeri arasinda ¢ift yonlii

nedensellik iliskisi gozlenmistir. Ayrica patent sayistyla yiiksek teknoloji iiriin ihracati degiskeni

arasinda da ¢ift yonlii nedenselligin varligt ulasilmistir.
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In this study, the effect of industrial value added on high technology product exports for 22 OECD
countries in the period 2007-2018 is examined with panel data analysis. The stationarity of the
variables used in the study was tested by CADF unit root test and then the existence of long-term
relationship between the series was analyzed with the help of Westurland cointegration test.
According to the results of Dumitrescu and Hurlin causality tests; a two-way causality relationship
was observed between high-tech exports and industrial value added. Moreover, the existence of bi-
directional causality has been reached between the number of patents and the variable export of high-
tech products.
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1. Giris

Kiiresellesen diinyada iilke ekonomilerinin kalkinma hedefleri arasinda en 6nemli yere
sahip olan iktisadi unsur; yiiksek nitelikli ve rekabete dayali bir {iretim yaparak ihracat
performanslarim arttirabilmektir. Thracata dayal biiyiime stratejilerinde ifade edildigi iizere
ihracatta rekabet¢i olmak uzun donemde {ilkenin biiylimesi agisindan biiyilk dnem
tagimaktadir. Diisiik fiyatli emek giicline bagli rekabet ile uluslararasi piyasaya acilmak dis
ticaret hadlerini negatif sekilde etkileyerek kazanglarin azalmasina sebep olmaktadir
(Bhagwati, 1958). Bundan dolay1 yiliksek katma degerli iiriinler iireterek ihrac¢ edilmesi iilke

ekonomisinin geligsmesi agisindan 6nemli bir amag haline gelmistir.

Yiiksek teknolojili iiriin tiretimi, hem yiiksek katma degerli hem de yiiksek getirili tirtin
tiretimini ifade ettigi i¢in bilhassa geligmis iilkeler, bu iriinlerin iiretim ve ihracatinda lider
durumdalardir. Bu nedenle yiiksek teknolojili iiriinlerin iiretim ve uluslararasi piyasada
satimi, ihracat temelli biiyiime modelini uygulayan iilkelerin ihracat gelirlerini arttirarak
hem biiyiime hemde kalkinmalarinda olduk¢a &nemli bir para kaynagi durumundadir
(Y1ldiz, 2017). Her ne kadar gelismis iilkeler bu konuda lider konumda olsa da gelismekte
olan tilkeler iginde ileri teknoloji igeren iiriin ihracatinin, iilkelerin ekonomik agidan

biiyiimesine 6nemli 6l¢iide destek sagladigint s6ylemek miimkiindiir.

OECD iilkeleri yiiksek teknolojili {iirlin iiretim ve uluslararasi satisinda Diinya
piyasasinda lider durumda olduklar1 da asagida grafik 1°de gosterilmektedir. OECD
tilkeleri icinde de Kore, Hollanda, Irlanda, Fransa gibi tilkelerin de ileri teknoloji iceren
tirlin ihracatinin diger OECD iilkelerine gore daha yiiksek oldugu goriilmektedir. Bu
grafikte en dikkat cekici ve bizi en ¢ok ilgilendiren nokta ise Tiirkiye’ nin yiiksek teknoloji
irlin ihracatinin(YTI) diger OECD iilkelerinin tamaminin gerisindedir.
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Grafik 1. Yiiksek teknolojili iiriin ihracati OECD iilkeleri (Uretilen ihracatin %’ si 2018 y1l1)
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Kaynak: Diinya Bankasi verileri ile tarafimizca hazirlanmustir.

Ayrica tasarruf orani ve sanayi sektorii katma deger degiskenlerinin YTI’ de ¢ok 6nemli
bir paya sahip olmasi beklenmektedir. Bu sebeple {iretimin artmasi i¢in tasarruflarin katma
degeri yliksek sektorlerde yatirima kanalize olmasi gerekmektedir. Grafik 1, 2 ve 3 ayni
anda incelendiginde Kore, irlanda gibi iilkelerin tasarruf oranlarina, sanayi katma degerine
ve yiiksek teknoloji ihracati oranlarina bakildiginda yiiksek tasarruf oranlarmin yiiksek
katma degerli stratejik sektorlerde yatirima yoneltildigi anlagilmaktadir.

Grafik 2. OECD Sanayi Katma Degeri (GSYIH nin %’ si 2018 y1l1)
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Kaynak: Diinya Bankasi verileri ile tarafimizca hazirlanmustir.
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Grafik 3. OECD Briit Tasarruf Orani(GSYIH’ nin %’ si 2018 yil1)
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Kaynak: Diinya Bankasi verileri ile tarafimizca hazirlanmstir.

Bu c¢alismada, OECD iilkeleri igin 2007-2018 yillar1 arasinda sanayi katma degerinin
yiiksek teknoloji iiriin ihracati iizerine etkisi panel veri analizi yardimiyla incelenmektedir.
Calismada ilk olarak yiiksek teknoloji iirlin ihracati teorik g¢ergevede ele alinacak ve
literatiir taramasi yapilacaktir. Daha sonra g¢aligmada analiz edilecek model ve caligmada
kullanilan veriler agiklanacaktir. Son olarak da, ¢alismada elde edilen ampirik sonuglara

deginilecek ve literatiire katki amaciyla ¢aligmanin sonuglarina yer verilecektir.
2. Teorik Cerceve ve Yazin Taramasi
2.1.Teorik Cerceve

Biiyiime modellerinde, klasik modellerinden igsel biiyiime modellerine kadar biiyiime
konusu tizerinde teknolojinin etkisi pek ¢ok kez giindeme gelse de dogal kaynak, sermaye,
is giici gibi etmenlere dayandirarak teknoloji terimi biiylime kavramimin disinda
tutulmustur. Schumpeter (1911)’in icat, yenilik ve yaraticilik terimlerini ilk olarak
kullanmastyla teknolojik gelismenin ekonomiye yapmis oldugu etki vurgulamistir. Bu fikir
1980 sonrasinda Romer (1986), Aghion-Howitt (1992) ve Helpman-Grossman (1991) gibi

i¢sel biiylime teorisyenlerinin katkilartyla gelistirilmistir.

I¢sel biiyiime modelleri ile beraber, teknolojinin igsel olarak iiretilebilir oldugunun 6ne
stiriilmesi, tilkelerin 6ncesinde sahip olmadiklari bir yenilik yapma ve yeni iiriin iretme ve
gelistirmeye onem vererek dig ticarette daha fazla kazang elde ederek biiylimelerinde

stirekliligi saglayabileceklerine dair goriisler yaygmlagmustir (Harris ve Moffat, 2011).
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Schumpeter (1943)’in ekonomik biiylimenin kaynagma yenilik ve teknolojiyi
oturtmastyla birlikte teknolojik yeniligin degeri, biiylime ve de dis ticaret agisindan daha da
on plana ¢ikmaya baslamistir. Neo-teknolojik™ ticaret teorisi olarak da adlandirilan bu
yaklagim, bir {ilkenin yiiksek teknolojili iiriin ihracatinda rekabet giicli ve inovasyon
harcamalar1 arasinda giiglii bir iliski olugunu one siirmektedir (Fagerberg, 1995). Bu
yaklasimdan hareketle inovasyon ve AR-GE harcamalar1 iilkeleri dig piyasada daha
rekabetgi hale getirerek dis ticaret kazanglarii arttirarak ekonomik biiyiimeye katki
saglayacaktir. Bu sebeple uluslararasi piyasalarda rekabetgiligi ve ekonomik gelisimi
arttirmak i¢in yiiksek AR-GE ve inovasyon harcamalari yapilmasi son derece 6nemlidir.

Dis ticarette en hizli biiyiiyen sektorlerin yiiksek teknoloji {irin ihracatina sahip
sektorler oldugu pek ¢ok uygulamali ¢aligmada (Srholec, 2007) vurgulanmistir. Biiylimenin
yiliksek teknoloji iiriin ihracatindan olumlu bir sekilde etkilendigini analiz eden Yoo
(2008)’e gore, teknolojik yeniliklerin iilkelerin faktor verimliligi ve ihracatina pozitif etki
etmektedir. Bunun yaninda ileri teknoloji iiriin ihracati altyapi yatirimlari ve nitelikli is
giicliniin  varhigr gerektiginden, flilke eckonomilerinin kalkinma hizlarinda da artis
saglamaktadir (Furman vd., 2002, s. 901).
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2.2.Yazin Taramasi

Tablo 1. Yazin Taramasi

Yazar Yil Yontem Sonuc¢
Tiirkiye’de 1989- Etki tepki analizi
2016 donemi i¢in VAR sonuglarina gére sanayi
modeli yardimiyla alanindaki katma degerin
yiiksek teknolojili tirlin | azalmasi yiiksek teknoloji
ihracat1 tizerinde etkili iiriin ihracat: (YTI) ikinci
olan faktorlerin neler doéneminde azalarak tepki
Giines ve Ak 2019 oldugunu belirlemektir gOstermistir. Yaryz.i.ns
ayristirma testine gore,
ikinci donemden itibaren
YTI’ nin kendinden
kaynakli gecikmelerinin
etkisi azalip ve diger
degiskenlerinde etkisi
ortaya ¢ikmaktadir.
Patentli olan yiiksek Model genel itibariyle
teknolojili tirlinlerde anlamli bulunsa da elde
yapilan ihracatin ve edilen sonuglara gore
ARGE harcamalarinin patent basvuru
Kogakoglu ve 2019 toplam ihracat harcamalariyla yiiksek
Bayraktar iizerindeki etkisine teknoloji igeren {iriinlerin
bakilmustir. Veriler yillik ihracat miktarina
dogrusal regresyon orani arasinda bir baglanti
analizi ile tespit edilememistir.
degerlendirilmistir.
Geligmekte Olan 12 Dogrudan yabanci
Ulke igin 2000-2012 sermaye yatirimlariyla
Kizilkaya ve dénemini}(a}psayan disa ag11‘<.11‘gm yii{(s?k
_ 2017 Panel Esbiitiinlesme teknoloji igeren {irlin
Sofuoglu ve Ay . . L
Testi yapilmusgtir. ihracatina etkisinin
pozitif oldugu sonucuna
varilmstir.
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Yazar Yil Yontem Sonu¢
1989-2015 Bulgularimiz
dénemleri arasinda sonucunda DYY ve
secilmis OECD patent bagvurularinin
iilkelerinde yiiksek yiiksek teknolojili tirlin
teknoloji tirlin ihracat1 izerinde olumlu
ihracatinin bir etkiye sahiptir.
belirleyicilerini Ekonomik literatiiriin
arastirmak i¢in panel aksine, GSYIH biiyiimesi
Kabakle}rh ve 2017 veri yaklagimi yiiksek teknoloji ihracat
Duran ve Ugler kullanmaktadir. biiylimesi ile
iliskilendirilmemistir.
Sonug olarak, tilkeler
yiiksek teknolojiyi tesvik
etmek icin patent
bagvurular1 ve dogrudan
yabanci yatirimlar gibi
yeniliklere
odaklanmalidir.
2000-2012 donemi Arastirmanin
icin BRICS-TM iilkeleri sonucunda inovasyon(
ile ¢alismuslardir. yerli yabanci toplam
Inovasyon ( yerli patent sayisi) ve Ar-Ge
yabanci toplam patent ekonomik biiyiime pozitif
Dam ve Yildiz 2016 sayisl) ve AR-GE yonde etkiledigi
degiskenlerinin sonucuna varilmisgtir.
ekonomik biiyiime
iizerindeki etkisi Panel
Veri Analizi ile
aragtirilmustir.
1996-2011 Ar-Ge giderleri,
doneminde 47 Avrupa endeksli dergiler,
iilkesindeki Ar-Ge tiniversite sayilari, patent
giderleri, bilimsel sayis1 ve yiiksek teknoloji
Meo ve Usmani 2014 yayinlar, patentler ve igeren {irlin ihracatiyla

yiiksek teknoloji igeren
iiriin ihracati arasindaki
iligkileri karsilastirarak
analiz
gerceklestirilmistir.

yayinlanan bilimsel
raporlarin sayisi arasinda
pozitif anlamda bir
korelasyon vardir.
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Yazar Yil Yontem Sonuc¢
2004, 2005, 2006 ve Yapilan aragtirma
2009 senelerini sonucunda; yiiksek
kapsayacak bigimde teknolojili {irlin ihracatini
inovasyona yonelik inovatif faaliyetlerin
faaliyetlerin yiiksek pozitif yonde etkiledigini
teknolojili tirlin ticareti gostermektedir. yiiksek
iizerindeki etkileri 10 diizeydeki Ar-Ge
Wana lsmail 2013 Asya iilkesi i¢in harcamala.rlnm da .ifk.lalat
arastirilmigtir. acisindan incelendiginde,
yine taklit yoluyla yiiksek
teknoloji igeren tiriinlerin
yurtigcinde imalatina
imkan saglayarak yiiksek
teknoloji igeren {irlin
ithalatin1 da
azaltmaktadir.
1970-2004 yillarinda Yiiksek teknoloji
71 iilke i¢in yiiksek iiriin ihracati yapabilen
teknoloji tirlin ihracati ve iilkelerin ekonomik
Lee ve Hong 2010 bliyiime arasindaki iligki biiyiime.'.sh}in gelenelis«’::l
veya diistik teknolojili
iiriin ihracat1 yapan
iilkelere gore daha hizli
oldugu belirlenmistir.
OECD iilkeleri i¢in Calisma bulgularina
GSYIH iizerinde AR- gore AR-GE’nin,
GE’ nin, patent arastirmaci sayilarinin ve
sayilarinin ve arastirmact patent sayilarinin
Ozer ve Cifii 2008 sayilari’nin 1990-2005 GS\{IH’ya etkisi p-ozitif
yillar1 arasinda yapmis ve yiiksek oranli bir etki
oldugu etki panel veri oldugu sonucuna
teknigi kullanilarak ulasilmiglardir.
yapilan analizle
aragtirmaktadir.

106




Finans Politik & Ekonomik Yorumlar (654) Aralik 2020: 99-117

Yazar Yil Yontem Sonu¢
Tiirk Imalat Sanayisi Caligsma bulgularina
acisindan, sektorel patent gore Tiirk Imalat
tescilleri ile sektorel Sanayisinde 1985-2001
ihracat performansi déneminde yerlesik
Bozkurt 2008 ar'iismdaki ilis'kinin . ohpayanlarm Veya"
varlig1 panel veri tahmin | yerlesik olanlarin sektorel
yontemlerinden GMM | patent tescilleri ile ihracat
ile analiz edilmeye performansi arasinda
calisilmisgtir. pozitifoldugu sonucuna
ulagmiglardir.
1985-1998 yillar Dogrudan yapilan
i¢in endiistrinin yatirim girisleri ile kisi
teknolojik kapasitesinin bagina diigen yiiksek
Zhang 2007 yiiksek teknolojili tiriin teknolojili Giriin

ihracatr ile iligkisi

ihracatinin artigini

saglarken toplam
sanayideki payini
degistirmemigtir.

3. Model Belirleme ve Veri Seti

Bu calismada yer verilen degiskenlerin eksik olmasindan dolayi caligma veri setinin
bulundugu 22 OECD iilkesiyle yapilmistir. Calisma 2007-2018 dénemi Almanya,
Avusturya, Belcika, Birlesik Krallik, Cek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya,

Fransa, Hollanda, Ispanya, Israil, Isveg, Kore, Letonya, Litvanya, Liiksemburg, Norveg,

Portekiz, Slovakya, Tiirkiye, Yunanistan ilkeleriyle yapilmistir. Calisma STATA 14

programryla yapilmistir. Calismaya ait model asagidaki gibi verilmistir.

HTE; = fy + B15KDy + f2LnPS; + &5

Modelde bagimli degisken olarak yiiksek teknoloji iiriin ihracati(YTI) kullanilnusgtir.

Yiiksek teknoloji ihracati 6zellikle ihracata yonelik biiyiime stratejisini benimseyen iilkeler

i¢in biiyiime ve kalkinmanin 6ncii giiglerinden kabul edilmektedir (Hobday vd., 2001:209).

Calismada ayrica bagimsiz degisken olarak cari fiyat sanayi katma deger degiskeni ve

inovasyonu temsilen patent sayist kullanilmigtir. Patent bagvurulari teknolojiyi ve

ekonomik biiyiimeyi belirleme ve bagka iilkelerle kiyaslama yapma konusunda gosterge

niteligindedir. Ayrica patent basvuru verileri AR-GE harcamalarinin iiriine doniismesi
oldugundan bu verinin kullanilmas1 daha dogru olacaktir (Romer (1990), Ulkii (2004)).

107




Katma Degerin Yiiksek Teknoloji Ihracati Uzerindeki Etkisinin OECD Ulkeleri Agisindan Analizi

Ciinkii yapilan her AR-GE yatirimu bir iiriine doniisemeyebilir. Tablo 2’de, calismada
analiz edilen degiskenlere ait bilgiler verilmistir.

Tablo 2: Calismada Kullanilan Agiklayici Degiskenler

l?ze Og()lgii)l;lse)r Kisaltma Aciklama Kaynak ilig;kinin Yonii
i e
Teknoloji Uriin HTE . World Bank
. toplam ihracata
Thracati

orani (%)

Sanayi katma

Sanayi Katma degerinin
D};geri SKD o S%(iH'ya World Bank +
orani(%)
Inovasyon Logaritmasi
(patent bagvuru LPS alinarak modele World Bank +
sayist) dahil edilmistir.

4. Ekonometrik Yontem ve Ampirik Bulgular

Calismada oOncelikle veri setinin zaman boyutu ve yatay kesit boyutu dikkate alinarak
degiskenler arasindaki yatay kesit bagimliligi Pesaran CD(2004) testi yardimiyla
smmanmaktadir. Ardindan modelin homojenlik smamasi Swamy S (1970) testi ile
aragtirtlmaktadir. Serilerin duraganliklart birimler arasi korelasyonun varligini gdzeten
Pesaran’ nin (2007) gelistirdigi CIPS birim kok testiyle belirlenmektedir. Son olarak da
seriler arasindaki uzun donemli iliskinin analizi Westerlund (2007) esbiitiinlesme ile ve
nedenselligin tespiti ise Dumitrescu ve Hurlin (2012) nedensellik testleri ile ¢oziimleme
yapilmaktadir.

4.1. Degiskenler Aras1 Yatay Kesit Bagimhhg ve Homojenlik Analizi

Paneli olusturan yatay kesitler (iilkeler) arasindaki korelasyonun dikkate alinmamasi ¢ikan
sonuglar1 biiylik Ol¢iide degistirmektedir (Breusch ve Pagan, 1980; Pesaran, 2004).
Birimler arasi korelasyon, panel veri modellerinin tahmininde etki etmektedir. Birimler
arasi korelasyonun oldugu fakat dikkate alinmadan analiz yapildig1 durumlarda tahminciler
etkin olamamaktadir (Tatoglu :2018).

Bu caligma kapsaminda, birim boyutunun zaman boyutundan biiyiik olmasindan (N>T)
dolay1; Genisletilmis Dickey-Fuller (ADF) regresyon tahmininden elde edilen hata
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terimlerinden hareket eden Pesaran (2004) CD Testi kullanmilmistir (Tatoglu, 2018).
Peseran (2004) CD testini su sekilde formiile etmistir (Pesaran, 2004).

Dengeli panel i¢in;

CD= | {Eh‘ 2 _;l :+1pz‘_;l'}

-..‘ww 1)

Dengesiz panel i¢in;

CD__\I N(N-1) (Eh ' _;l z+1\-I'T_} ﬁf}'j

Ho: birimler arasi korelasyon yoktur.

H,: birimler arasi1 korelasyon vardir.

Tablo 3. Pesaran CD Test Sinamasi

Veriable CD test P value corr Abs(corr)
HTE 5.07 0.000 0.096 0.485
LPS 2.00 0.045 0.038 0.438
SKD 22.14 0.000 0.420 0.626

Tablo 3’teki test sonuglarina gore 0.05 anlamlilik diizeyinde Ho hipotez reddedilmis ve

birimler arasinda korelasyonun oldugu H; hipotezi kabul edilmistir. Bu durumda yatay

kesit bagimliligim gozeten ikinci kusak testler tercih edilecektir.

Esbiitiinlesme denkleminde egim katsayilarinin homojen olup olmamasi analizde

kullanilan testin se¢iminde Onemlidir ve bu konuda ilk ¢aligmalar, Swamy (1970) ile

baslamigtir. Heterojen panel veri modellerinin, homojen panel veri modellerine uygun

testlerle analiz edilmesi sonuglarin sapmali ve tutarsiz olmasmna yol ac¢maktadir
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(Tatoglu,2018). Swamy(1970) tarafindan ortaya c¢ikan ve Hausman tiirii bir test olan bu

homojenlik testinin istatistik olarak gdsterimi su sekildedir:

Teste iliskin hipotezler asagidaki gibi verilmistir;

Ho: Parametreler Sabittir ( Parametreler Birimlere Gore Homojendir)

H ,: Parametreler Sabit Degildir (Parametreler Birimlere Gore Heterojendir)

Tablo 4. Swamy S Testi Sonuglari

HTE Coef. Std.Err. z p>lzl z(s)n £ % Interval
SKD -.4914129 .3131492 -1.57 0.117 -1.105174 | .1223482
LPS -.1476196 1.431262 -0.10 0.918 -2.952842 | 2.657603
_cons 24.80446 13.78131 1.80 0.072 -2.206403 | 51.81533

Tablo 4’deki Swamy S Testi sonuglarina gore, chi2 prob degeri 0.05 giiven diizeyinden

kiigiik olmasi nedeni ile Ho hipotezi reddedilip H, hipotezi kabul edilmektedir. Bu

sonuglara gore, parametreler heterojendir ve heterojenligi dikkate alan tahmincileri segmek

daha uygun olacaktir.

4.2.Panel Birim Kok Analizi

Bu ¢alisma kapsaminda yatay kesit bagimliligina sahip ve heterojen yapidaki ikinci nesil

birim kdklerden Im, Peseran ve Shin (CIPS) panel birim kdk testi uygulanmalidir. CIPS

istatistigi egim katsayisinin heterojen oldugu degiskenler i¢in kullanilan t istatistiklerinin

ortalamasini gostermektedir (Saglam vd., 2017). CIPS testi, yatay kesit genisletilmis
Dickey Fuller (CADF) olarak da adlandirilmakta ve CADFistatistiginin ortalamasi olarak
hesaplanmaktadir. CIPS istatistigi su sekilde;

CIPS(N,T)= ZEi, £:(N,T)
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CIPS=N~*E, CADF,

Gosterilmektedir (Tataoglu, 2018). CIPS testi hipotezi su sekildedir:

H = Seri Duragandir
H ;= Seri Duragan Degildir

Tablo.5 CIPS Birim K6k Sinamasi

DUZEY DEGERLER
CIPS= -1.585 N,T =(22,12)
HTE . cv10 cv5 cvl
Kritik Degerler

-2.07 -2.17 -2.34

CIPS= -1.668  N,T=(2212)

cv10 cvb cvl
-2.07 -2.17 -2.34

LPS Kritik Degerler

CIPS= -1.908 N,T=(2212)

SKD Kritik Deserl cv10 cv5 cvl
ik Degerier 207 |-217 |-234

BIRINCI FARKI ALINAN DEGERLER
CIPS= -2.997 N,T = (22,12)

HTE Kritik Deserl cv10 cv5h cvl
ik Degerier 207 |-217 |-234

CIPS= -3.305  N,T=(2212)

LPS Kritik Degerl cv10 cv5 cvl
i Degerter 207 |-217 |-234

CIPS = -2.906 N, T =(22,12)
SKD cv10 cv5 cvl
-2.07 -2.17 -2.34

Tablo 5’te serilere iliskin birim kok analiz sonuglar1 verilmektedir. Cips istatistigi %90
(cv10), %95 (cv5), % 99 (cvl) giliven diizeylerinden mutlak degerce kii¢iik oldugunda seri
duragan degildir. Yapilan birim kok sinamasi sonuglarina gore serilerin diizey degerlerinde
duragan olmadig1 gézlemlenmistir. Serilerin birinci farklari alindiginda birinci farkta tim

seriler duragan oldugu gézlemlenmistir
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4.3.Panel Esbiitiinlesme Analizi

Yapisal kirllma ve yatay kesit bagimliligini dikkate alan Westerlund (2006) Esbiitiinlesme
testi ile seriler arasindaki esbiitiinlesik iligki sinanmigtir. Bu testi uygulamak igin su
istatistikler hesaplanmaktadir:

N ~ N -
1 TI:I![ 1 Lt

a = * I5‘!'

N £ é(1)

N £ SE (&)

E(&;). (&) nin standart hatasidir. Pa ve P test istatistikleri ise tiim panele ait

bilgilerin kullanilmast ile

]
P = rl T 4 P = Pt
== T T SEd
Seklinde hesaplanir (Tatoglu, 2018).
H: Esbiitiinlesik iliski yoktur.
H,: Esbiitiinlesik iliski vardir.
Tablo 6. Panel Westerlund Es-Biitiinlesme Sinamasi
Test Value Z-Value P-Value Robust P-value
Gt -1.738 4.410 1.000 0.810
Ga -2.924 6.851 1.000 0.810
Pt -4.320 7.106 1.000 0.960
Pa -2.323 5.665 1.000 0.840

Tablo 6°da verilen Westerlund es-biitiinlesme istatistiklerine gore p-value degeri sonucu
0.05 giiven diizeyinden biiyikk oldugu i¢in Ho hipotezi reddedilememektedir. Yani bu

sonuglara gére modelde esbiitiinlesik bir iliskiye rastlanamamustir.
4.4. Panal Nedensellik Analizi

Calismada serilerin nedenselligi Dumitrescu ve Hurlin (2012) tarafindan gelistirilen
yontemle incelenmektedir. Bu test yatay kesit bagimliligimi ve heterojenligi dikkate

almaktadir. Ayni zaman ve yatay kesit boyutunun birbiri arasindaki biyiiklik iliskisini
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dikkate almadan uygulantyor olmasi testin temel avantajlarindandir (Giiris, 2018).
Dumitrescu ve Hurlin (2012), duragan serileri X ve Y seklinde su sekilde ifade edilmistir:

K
- L4 N
(K) (K}
Vii =a; +Z 1'[""' Vor + Z l_gil'h' Xy p + &
k=1 "=

(k): optimum gecikme uzunlugu
¥ otoregresif birimler
.El-':;‘:': egim

Tablo 7. Dumitrescu ve Hurlin Nedensellik Sinamasi

W-Bar istatistigi Z-Bar istatistigi P-value
HTE—SKD 7.9777 14.0189 0.0035
SKD—HTE 8.6375 15.5663 0.0008
HTE—LPS 3.9724 9.8583 0.0000
LPS —»HTE 7.5151 12.9340 0.0000

Tablo 7’de serilere ait nedensellik testi sonuglar1 verilmektedir. Test istatistigine iliskin
gecikme uzunlugu akaike bilgi kriterine gore belirlenmistir. Nedensellik analizi sonuglarina
gore; yiiksek teknoloji iiriin ihracat1 ile sanayi katma degeri ve patent sayisi arasinda ¢ift

yonli nedensellik iligkisi oldugu sonucuna vartlmistir.
5. Sonuc ve Oneriler

Yiiksek teknoloji iiriin ihracatinin ekonomiye yapmis oldugu etkiler son yillarda iktisat¢ilar

tarafindan olduk¢a merak konusu olmustur.

Bu ¢alismada da, 22 OECD iilkesi i¢in 2007-2018 déneminde, sanayi katma degerininin
yliksek teknoloji iiriin ihracatina yapmis oldugu etkiler panel veri analizi ile
incelenmektedir. Bagimli degisken olarak yiiksek teknoloji iiriin ihracatinin belirlendigi
calismada, bagimsiz degisken olarak da sanayi katma degeri degiskeni kullanilmistir.
Kontrol degigsken olarak da inovasyonu temsilen patent sayist kullanilmigtir. Analize
serilerin yatay kesit bagimliliginin ve homojenligin test edilmesi ile baglanmistir. Seriler
arasindaki korelasyonun varlig1 Pesaran (2004) CD testi ile sinanmis ve seriler arasindaki
korelasyonun varlig: tespit edilmistir. Ardindan Swamy S (1970) testi ile serilerin
homojenligine bakilmis ve heterojen 6zellikte oldugu gozlemlenmistir. Cikan bu sonuglara

gore serilerin duraganliklar ikinci nesil birim koklerinden Pesaran(2007) CIPS testi ile
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smanmustir. Yapilan bu duraganlik sinamasi sonucunda serilerin diizeyde duragan olmadigi
birinci farklari alindiginda duraganlastigi anlasilmistir.  Seriler arasindaki uzun dénemli
iligkinin varligina heterojenligi dikkate alan Westerlund (2007) testi yardimiyla bakilmis ve
herhangi bir iligkiye rastlanamamigtir. Son olarak da seriler arasindaki nedensellik
Dumitrescu ve Hurlin (2012) testleri ile analiz edilmistir. Cikan test sonuglarina gore
yiiksek teknoloji iiriin ihracat1 ile sanayi katma degeri arasinda ¢ift yonlii iliskinin varligt
gozlenmistir. Yine ayni sekilde yiiksek teknoloji {iriin ihracati ile inovasyon arasinda da ¢ift
yonlii nedensellik oldugu sonucuna ulagilmigtir. Yani elde edilen bulgulara gore sanayi
katma deger degiskeni ve inovasyon degiskenleri yiiksek teknoloji {irlin ihracatinin
nedenidir.

Calismada elde edilen sonuglar literatiirle paralellik gostermektedir. Yani kullanilan
sanayi katma degeri ile ileri teknoloji iiriin ihracat1 arasinda beklenildigi gibi bir nedensellik
iligkisinin varligi s6z konusudur. Bu nedenle iilkeler yiiksek katma degerli {irlinler tireterek
dis piyasada rekebet giiclinii arttirmalar1 icin yiiksek teknolojili iirtinler iiretmeleri ve
bunlarmn ihracatini yapmalar1 gerekmektedir. Ulkeler diisiik fiyatli ve fazla mesaili {iriinler
iireterek dis piyasada zayif halka olmaktansa, yiikte hafif ama pahada agir olan yiiksek
teknolojili triinler lretmeleri gerekmektedir. Bunun i¢inde teknolojik yatirimlara 6nem
verilmelidir.
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